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テキスト注釈
DTCN/DTC手法の入門編は「知識を知恵にかえる方法」として出版されています
●入門編は
http://dtcn-wisdom.jp/00001-R3.pdf　で入手
●　詳細編は、下記でダウンロード可
http://dtcn-wisdom.jp/#J-topframe
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